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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Skenovací elektronový mikroskop
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Skenovací elektronový mikroskop, který umožní zobrazení preparátů celé škály různých typů (magnetických, nemagnetických, elektricky vodivých i izolantů) v různých formách (folie, prášky, granuláty, vlákna). Pro zobrazení nanočástic a nanostruktur je třeba, aby měl přístroj vysoké rozlišení, pro práci s plochými vzorky a vodivými nanočásticemi je potřeba mít zabudovaný mód zpomalení svazku (BDM). Pro práci s velkými vzorky využijeme režim přehledového obrazu s malým zvětšením a velkým zorným polem, dále velkou komoru s velkou výškou 
a pracovní vzdáleností a stolek s vyšší nosností.
Pro práci s nevodivými vzorky jsou vhodné detektory s vysokou citlivostí do nízkých energií (sekundární, zpětně odražené elektrony), pro práci s tenkými vzorky STEM detektor se světlým, temným a širokým temným polem (BF, HF, HADF). Pro určování prvkového složení je vhodné mít rychlý energiově disperzní spektrometr (EDX) s velkou citlivostí do malých energií, detekcí nejméně od berylia a s možností tvorby uživatelských standardů (viz technické specifikace níže).
Předmět dodávky musí zahrnovat kompletní mikroskop s kompletním elektronickým, vakuovým systémem, řídící počítač s dostatečným výkonem s dalšími periferiemi potřebnými pro práci s mikroskopem a příslušný přístrojový SW.
Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení. 


	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Elektronová optika

	Zdroj elektronů: Schottkyho katoda
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Rozlišení v režimu vysokého vakua: 0,9 nm nebo méně
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Včetně režimu zpomalení paprsku: rozlišení 1,3 nm nebo méně
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Energie elektronového svazku: 200 eV (nebo méně) - 30 keV 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Proud sondy: 2 pA (nebo méně) - 400 nA (nebo více)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Zvětšení: minimální méně než 30x, maximální více než 1 000 000x
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Zorné pole: minimálně 4 mm na WD 10 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Komora

	Komora na vzorky, šířka x hloubka = 300 mm x 300 mm nebo více
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	12 nebo více portů
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Max. výška vzorku: prostor 75 mm k eucentrickému bodu nebo vyšší
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Čištění vzorku / komory: dekontaminátor součástí dodávky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Vakuový systém

	Kompletní bezolejový vakuový systém, doba čerpání: ≤3,5 minuty
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Stolek mikroskopu

	Motorizovaný 5ti osý stupeň
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	XY min 110×110 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Opakovatelnost <3,0 μm (naklonění @ 0°)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Motorizované Z 65 mm nebo více
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Otočení n × 360°
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Náklon -15° / +90° nebo více
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Detektory

	ETD – Everhart-Thornley SE detektor v komoře
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	BSE – detektor zpětně odražených elektronů v komoře
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	SE – detektor v tubusu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	BSE – detektor v tubusu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Minimálně jeden detektor s možností filtrace energie.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Citlivost SE/BSE detektoru pro nižší energie
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	STEM – Výsuvný segmentový detektor (BF, DF, HADF nebo více segmentů)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	EDX detektor – software s možností definovat uživatelské standardy, detekce minimálně od berylia, EDS detektor o rozměru SDD (silicon drift detector) aktivní plochy 60 mm2 a větší, rozlišení 127 eV nebo lepší pro Mn na K-alfa při 50 000 cps, mapy, spektra, linescany atd.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Příslušenství a technologie

	IR kamera pro živé zobrazení komory
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Kolizní model: 3D kolizní model s možností definice velikosti vzorku a možnou integrací detektorů třetích stran 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Technologie zpomalení paprsku

	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Aktivní tlumení mechanických vibrací

	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Raman ready řešení mikroskopu (řešení umožňující pozdější instalaci ramanovského spektroskopu)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	UPS 2kW a více
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Konfigurace mikroskopu dle rozměrových požadavků pro umístění v laboratoři v maximálním prostoru 450x150 cm, stůl operátora na pravém okraji (tj. délka kabelů a hadic minimálně 3 m).
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Řídící PC mikroskopu

	PC pro řízení celého systému s 64bitovým operačním systémem Windows 11 a dostatečným výkonem pro souběžné snímání a ukládání obrazových dat.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Klávesnice a optická myš
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Alespoň 32" QHD monitor 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Software

	Software pro ovládání všech funkcí mikroskopu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Bezplatný upgrade a aktualizace po celou dobu životnosti mikroskopu 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Záruční doba

	Minimálně 24 měsíců na všechny součásti dodávky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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